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AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 17B: Appareillage a basse tension, du
comité d'études 17 de la CEl: Appareillage.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

2w
T

lLe rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute informationr
abouti a I'approbation de cet amendement.

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de &
pas modifié avant 2004. A cette date, la publication sera

1 reconduite;

1 supprimée;

1 remplacée par une édition révisée, ou
1 amendée.
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Page 12

1.2 Références normatives

Supprimer la référence suivante:

CEI 60099-1:1991, Parafoudres — Partie 1: Parafoudres a résistance variable avec éclateurs
pour réseaux a courant alternatif
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FOREWORD

This amendment has been prepared by subcommittee 17B: Low-voltage switchgear and
controlgear, of IEC technical committee 17: Switchgear and controlgear.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS Report on voting

A2 lad
1 LI

" PANT—S = 2w
rojJ JO/T UITO T

Full information on the voting for the approval of this amendment can be
bn voting indicated in the above table.

The committee has decided that the contents of the base publicati
femain unchanged until 2004. At this date, the publication will be

1 reconfirmed;

1 withdrawn;

1 replaced by a revised edition, or
1 amended.

Page 3
CONTENTS
ble

Replace, on page 5, "T, environment 1" by "Table 18 — Vacant".

Page 13

.2 _,Normative references

Delete the following reference:

IEC 60099-1:1991, Surge arresters — Part 1: Non-linear resistor type gapped surge arresters
for a.c. systems
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Supprimer, a la page 14, les références suivantes:

CEI 60536-2:1992, Classification des matériels électriques et électroniques en ce qui
concerne la protection contre les chocs électriques — Partie 2: Directives pour des
prescriptions en matiére de protection contre les chocs électriques

CEI 60695-2-1/2:1994, Essais relatifs aux risques du feu — Partie 2: Méthodes d'essai —
Section 1/feuille 2: Essais d'inflammabilité au fil incandescent sur matériaux

CEl 60695-2-1/3:1994, Essais relatifs aux risques du feu — Partie 2: Méthodes d'essai™-
Section 1/feuille 3: Essais d'allumabilité au fil incandescent sur matériaux

\jouter, apres la CEIl 60664-1, |a référence suivante:

Amendement 1 (2000)

\jouter, a la page 16, les références suivantes:

CEl 61000-3-2:2000, Compatibilité électromagnétique 3
pour les émissions de courant harmonique (coura r
phase)

Limitation des fluctuations de tension et du (i 3
équipements ayant un courant appelé <1
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et de mesure — Section 6 9 3
adioélectriques

Amendement 1 (2:200)
CEI 61000-4-8:19 >

et de mesure — Sge¢i 3. f'immdnité au champ magnétique a la fréquence du réseal

CJ
m
»
—_
o
)
-
1
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et de me

CEl 61000-4-13:———, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-13: Techniques$
I'es§aj‘et de mesure — Essais d'immunité aux harmoniques et interharmoniques incluant le
bignaux transmis sur le réseau électrique alternatif —Publication fondamentale en CEM 1)

\r)

CEI 61140:1997, Protection contre les chocs électriques — Aspects communs aux installations
et aux matériels

Remplacer, a la page 16, la référence au CISPR 11:1990 par ce qui suit:

CISPR 11:1997, Appareils industriels, scientifiques et médicaux (ISM) a fréquence
radioélectrique — Caractéristiques de perturbations électromagnétiques — Limites et méthodes
de mesure

Amendement 1 (1999)

1) A publier.
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Delete, on page 15, the following references:

IEC 60536-2:1992, Classification of electrical and electronic equipment with regard to
protection against electric shock — Part 2: Guidelines to requirements for protection against
electric shock

IEC 60695-2-1/2:1994, Fire hazard testing — Part 2: Test methods — Section 1/sheet 2: Glow-
wire flammability test on materials

IEC 60695-2-1/3:1994, Fire hazard testing — Part 2: Test methods — Section 1/sheet 3: Glow}
wire ignitability test on materials

\dd, after IEC 60664-1, the following reference:

Amendment 1 (2000)

\dd, on page 17, the following references:

=~

IEC 61000-3-2:2000, Electromagnetic compatibility (F imits — Limits fo

IEC 61000-3-3:1994, Electromagnetic mpa 7o) it 3: Limits — Section 3f
Limitation of voltage fluctuations and i ply’systems for equipment with
ated current < 16 A

— Part 4: Testing and measuremenf

ﬂEC 61000-4-6:1996, Electromagnet/c
turbances, induced by radio-frequenc)

echniques — Section 6:
tields
Amendment 1 (2000)

“Ec 61000-4-8:1EI

echniques — Section 8
Amendment 1 (2004

patibility (EMC) — Part 4: Testing and measuremenyt
magnetic field immunity test — Basic EMC Publicatiof

IEC 61000-4-4139¢9 magnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measure

IEC 61000-4=13: Zlectromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-13: Testing and measure
ment technlques — Harmonics and interharmonics including mains signalling at a.c. powefr
ports, low<frequency immunity tests — Basic EMC Publication 1)

IEC.61140:1997, Protection against electric shock — Common aspects for installation ang
equipment

Replace, on page 17, the reference to CISPR 11:1990 by the following:

CISPR 11:1997, |Industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment -
Electromagnetic disturbance characteristics — Limits and methods of measurement
Amendment 1 (1999)

1) To be published.
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Supprimer, a la page 16, la référence suivante:

CISPR 22:1993, Limites et méthodes de mesure des caractéristiques de perturbations radio-
électriques produites par les appareils de traitement de I'information

Page 82

5.1 Nature des informations

-

\ la page 84, septieme tiret, «classe de protection, etc.», remplacer les a l'étude)» pa
(voir CEl 61140)».

Page 86

5.3 Instructions d'installation, de fonctionnement e

Remplacer le premier alinéa par ce qui suit:

lLe constructeur doit spécifier dans seg’ dqQcu
lie fonctionnement et d'entretien, s'il y
n défaut.

lLe constructeur doit aussi
Pour les matériels adapté

indiquer dans la docun]e\nt
Ce produit c
environnemen p
dans ce %s\ eu

WSEMENT
enyjronfiement A. L'utilisation de ce produit dans un

ilisateur a prendre des mesures d'atténuation
appropriées.

Page 90

7.1.1.1 Résistance’a la chaleur anormale et au feu

Remplacer le deuxiéme alinéa par ce qui suit:

|Lesvessais sur le matériel doivent étre ceux de I'essai au fil incandescent sur le produit final
de la CEIl 60695-2-1/0 et de la CEI 60695-2-1/1.

Remplacer, a la page 92, le troisieme alinéa apres la note par ce qui suit:

Les essais sur les matériaux doivent étre faits selon I'annexe M. Les prescriptions pour I'essai
d'inflammation au fil chauffant (HWI) et d'inflammation a I'arc (Al) en fonction de la catégorie
d'inflammabilité du matériau doivent étre conformes au tableau M.1.
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Delete, on page 17, the following reference:

CISPR 22:1993, Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of
information technology equipment

Page 83

5.1 Nature of information

"

Dn page 85, seventh dash, "class of protection, etc.”, replace ordsy "(unde
tonsideration)" by "(see IEC 61140)".

-

Page 87

5.3 Instructions for installation, operation and maj

Replace the first paragraph by the following:

The manufacturer shall specify in his<docyme
pperation and maintenance, if any, of the equi inx ation and after a fault.

-

baken with regard to EMC, if any. Fo
e manufacturer shall provide in the

The manufacturer shall also specify the measure
quipment only suitable i nvironme A RGN
ocumentation the foIIowW\

[N

AN

TICE
irenment A. Use of this product in environment
tic disturbances in which case the user may be
dequate mitigation measures.

N

Page 9

7.1.1.1 Resistance abnormal heat and fire

Replace the second paragraph by the following:

Tests_on equipment shall be made by the glow-wire end-product test of IEC 60695-2-1/0 ang
IEC60695-2-1/1.

Replace, on page 93, the third paragraph after the note by the following:

Tests on materials shall be made in accordance with annex M. The hot wire ignition (HWI)
and arc ignition (Al) test value requirements related to the material's flammability category
shall conform to table M.1.
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Page 92

7.1.2 Parties transportant le courant et leurs connexions
Remplacer le troisieme alinéa par ce qui suit:

La conformité doit étre vérifiée par inspection et par la réalisation des séquences d'essais
conformément a la norme de produit appropriée.

Supprimer le quatrieme alinéa.

Page 98

7.1.7.1 Dispositions constructives

i cela est requis par l'application, les bornes et les
'aide de cosses pour conducteurs en cuivre uniquemghnt.

INOTE 1 Des exemples de dimensions extérieures de cosse
es bornes a goujon fileté du matériel sont donngs a I'anngb

Renommer la NOTE existante en NOTE

Page 100
7.1.8 Prescriptions suppfénie i les matériels dotés d'un péle neutre
Bi un pOle ayant

¢t 2.5.15) est u
peuvent foncti

e _peutre, alors tous les pbles, y compris le péle neutre|
t ensemble.

Page 120

7.3 Compatibilité électromagnétique (CEM)

Remplacer le paragraphe existant par le nouveau paragraphe suivant:

7.3 Compatibilité électromagnétique (CEM)

7.3.1 Généralités

Pour les produits couverts par le domaine d'application de la présente norme, deux familles
de conditions d'environnement sont prises en considération et portent les références

suivantes:

a) environnement A;

b) environnement B.
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Page 93

7.1.2 Current-carrying parts and their connections

Replace the third paragraph by the following:

Compliance shall be verified by inspection and by conducting the test sequences according to
the relevant product standard.

Delete the fourth paragraph.

Page 99

7.1.7.1 Constructional requirements

nsert, after the fourth paragraph, the following new paragté

If required by the application, terminals and conduct
lugs for copper conductors only.

INOTE 1 Examples of overall dimensions of te
¢quipment are given in annex P.

Rename the existing NOTE as NOTE 2,

Page 101
7.1.8 Addition@q

If a pole havj ]
2.5.15) S
substantjd

u

Page 124

7.3/ ,\Electromagnetic compatibility (EMC)

eplace the existing subclause by the following new subclause:

7.3 Electromagnetic compatibility (EMC)
7.3.1 General

For products falling within the scope of this standard, two sets of environmental conditions are
considered and are referred to as

a) environment A;
b) environment B.
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L’environnement A concerne les réseaux/sites/installations non publics ou industriels a basse
tension comprenant des sources fortement perturbatrices.

NOTE 1 L'environnement A correspond aux matériels de classe A du CISPR 11.

L’environnement B concerne les réseaux publics de distribution électrique a basse tension
tels que les installations/sites domestiques, commerciaux et pour l'industrie légére. Les
sources fortement perturbatrices telles que les postes de soudage a l'arc ne sont pas
couvertes par cet environnement.

INOTE 2 L'environnement B correspond aux matériels de classe B du CISPR 11.

7.3.2 Immunité

7.3.2.1 Matériels ne comprenant pas de circuits électroniques

Les matériels ne comprenant pas de circuits électroniques ne
perturbations électromagnétiques dans des conditions n
tonséquence aucun essai d'immunité n'est requis.

Les matériels comprenant des circuits électronique munité satisfaisante

is-a-vis des perturbations électromagnétiques.

Les criteres de comportement spécifjques—doive donnés dans la norme de produif

Pour les matériels utilisant des circui i s dans lesquels tous les composants sont
passifs (par exemple diod ist ces, condensateurs, suppresseurs d'ondes
i ire des essais.

r.3.3 Emission

7.3.3.1 Matérie pas de circuits électroniques

%)
o
c
-
>
(2]
3
O]
Q
=]
~—
o
O]
7]
(o}
0]
Q.
=
(]
c
=
(7]
©
]
(9]
—~
=1
o
3.
o]
c
[
»
Q
[
(7]
o
]
pm
C
=
o
V]
=
o
>
(7]
o
]
(]
~—
=
o

La fréquence; le njyéau et les conséquences de ces émissions sont considérés comme
faisant partie de I'environnement électromagnétique normal des installations a basse tension.

Ensconséquence, les prescriptions pour les émissions électromagnétiques sont considérées
comme satisfaites et aucune vérification n'est nécessaire.

7.3.3.2 Matériels comprenant des circuits électroniques
7.3.3.2.1 Limites pour les émissions a haute fréquence

Les matériels comprenant des circuits électroniques (par exemple alimentation a découpage,
circuits comprenant des microprocesseurs avec des horloges a haute fréquence) peuvent
produire des perturbations électromagnétiques permanentes.

Pour de telles émissions, celles-ci ne doivent pas dépasser les limites spécifiées dans la
norme de produit appropriée, basées sur le CISPR 11 pour l'environnement A et pour
I'environnement B.
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Environment A relates to low-voltage non-public or industrial networks/locations/installations
including highly disturbing sources.

NOTE 1 Environment A corresponds to equipment class A in CISPR 11.

Environment B relates to low-voltage public networks such as domestic, commercial and light
industrial locations/installations. Highly disturbing sources such as arc welders are not
covered by this environment.

NOTE 2 Environment B corresponds to equipment class B in CISPR 11.

7.3.2 Immunity

7.3.2.1 Equipment not incorporating electronic circuits

Fquipment not incorporating electronic circuits is not sensjti
disturbances in normal service conditions, and therefore no immuni

7.3.2.2 Equipment incorporating electronic circuits

Fquipment incorporating electronic circuits shall
¢lectromagnetic disturbances.

For the appropriate tests to verify the compliancé

Bpecific performance criteria shall be gi i a oduct standard based on the
acceptance criteria given in table 24.

Equipment utilizing electremic circujts\i ponents are passive (for exampII
Tiodes, resistors, varistofs , sors, inductors) are not required to b
ested.

7.3.3 Emissio

7.3.3.1 Equipmenthot.i ating electronic circuits

: ronic circuits, electromagnetic disturbances can only bI
ing occasional switching operations. The duration of th
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Therefore))the requirements for electromagnetic emissions are deemed to be satisfied, and n¢
erification is necessary.

1342 Equi ‘i i lectronic circuit

7.3.3.2.1 Limits for high-frequency emissions

Equipment incorporating electronic circuits (such as switched mode power supply, circuits
incorporating microprocessors with high-frequency clocks) may generate continuous
electromagnetic disturbances.

For such emissions, these shall not exceed the limits specified in the relevant product
standard, based on CISPR 11 for environment A and for environment B.
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Ces essais sont seulement requis lorsque les circuits de commande et/ou auxiliaires
contiennent des composants ayant des fréquences fondamentales de commutation
supérieures a 9 kHz.

La norme de produit doit donner les informations détaillées concernant les méthodes d'essai.

7.3.3.2.2 Limites pour les émissions a basse fréquence

our les matériels qui produisent des harmoniques a basse fréquence, les prescriptions de |
CEIl 61000-3-2 s'appliquent, le cas échéant.

Pour les matériels qui produisent des fluctuations de tension a ba fréquence, les
prescriptions de la CEIl 61000-3-3 s'appliquent, le cas échéant.

Page 126

8.2.1.1.1 Essai au fil incandescent (sur le matériel

Remplacer le premier alinéa par ce qui suit:

I'essai au fil incandescent doit étre fai
la CEl 60695-2-1/1 dans les condition

Page 136

8.2.6 Essai pourla
contact ézav
Supprimer le texteve

existant par ce qui

Page 142

8.3.2.1 (Prescriptions générales

Remplacer, a la page 144, le premier alinéa par ce qui suit:

P |
LRL

r tA it A (LS VP 1 .
Co Ldrduluillioliyuvo uo rourdrl e Co OouUITvdaritcvo.

structure: fils entrelacés; ou
métal perforé; ou
métal expansé;
— matériau: acier;
— épaisseur ou diamétre du matériau: 1,5 mm au minimum;
— surface des trous par rapport a la surface totale: 0,45 — 0,65;
- surface de chaque trou: ne dépassant pas 30 mm?;

- revétement: sans revétement ou avec revétement conducteur;
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These tests are only required when the control and/or auxiliary circuits contain components
with fundamental switching frequencies greater than 9 kHz.

The product standard shall detail the test methods.

7.3.3.2.2 Limits for low-frequency emissions

For equipment which generates low frequency harmonics, where applicable, the requirements
f IEC 61000-3-2 apply

For equipment which generates low frequency voltage fluctuations, where applicable;~the
fequirements of IEC 61000-3-3 apply.

Page 127

8.2.1.1.1 Glow-wire test (on equipment)

Replace the first paragraph by the following:

The glow-wire test shall be made accordlng WS 6 0 of IEC 60695-2-1/0 and

IEC 60695-2-1/1 under the conditions

Page 137

8.2.6 Test for verificati i ansmitting contact pressure through
insulating mate

Delete the existi St ) ses 8.2.6.1 and 8.2.6.2, and replace the existing
title by:

Page 143

8.3.2.1 General requirements

Replate, on page 145, the first paragraph by the following:

The characteristics of the metallic screen-shall ha as faollows:

structure: woven wire mesh; or
perforated metal; or
expanded metal;
— material: steel,
— thickness or diameter of material: 1,5 mm minimum;
- ratio hole area/total area: 0,45 - 0,65;
- size of hole: not exceeding 30 mm?;

— coating: bare, or conductive plating;
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— résistance: doit étre comprise dans le calcul du courant présumé de défaut dans le circuit
de I'élément fusible (voir 8.3.3.5.2, point g) et 8.3.4.1.2, point d)), mesurée a partir du
point le plus éloigné de I'écran métallique susceptible d'étre atteint par les émissions
d'arc.

Page 144

8.3.2.2.3 Tension de retablissement

Remplacer, au point a), la note 1 existante par ce qui suit:

INOTE 1 La valeur de la tension de rétablissement a fréquence industrielle égale a 1,08 fois la tensionsassigné

Page 154

8.3.3.4.1 Essais de type

Bi un matériel contient une partie

;ssignée de tenue aux chocs sans l'applic

ension assignée de tenu

Remplacer, a la page
$uivants:

i)

p

iltre CEM, une tension d'essai continue ayant la valeur dI
isieme colonne, peut étre utilisée. L'incertitude de mesure de |
e doit pas excéder 3 %.

\jouter, a Ja'fin dupoint 3) c), les nouveaux alinéas suivants:
Les circuits imprimés et les modules munis de connecteurs multi-points peuvent étre retirés

décannectés ou remplacés par des circuits factices pendant l'essai de vérification de¢
I'iselation.

Toutefois, cela ne s'applique pas aux auxiliaires pour lesquels, en cas de défaut d'isolation, la
tension peut atteindre les parties accessibles non raccordées a l'enveloppe, ou passer de la
partie de la plus haute tension vers la partie de la plus basse tension; par exemple les
transformateurs auxiliaires, les matériels de mesure, les transformateurs d'impulsions, dont la
contrainte d'isolation est égale a celle du circuit principal.
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— resistance: shall be included in the calculation for the prospective fault current in the
fusible element circuit (see 8.3.3.5.2 g) and 8.3.4.1.2 d)), measured from the furthest point
on the metallic screen likely to be reached by arc emissions.

Page 145

8.3.2.2.3 Recovery voltage

Replace, in item a), the existing note 1 by the following:

INOTE 1 The value of 1,05 times the rated operational voltage for the power frequency reeove
ith the test voltage tolerance according to table 8, is deemed to cover the effects of
oltage under normal service conditions, according to IEC 60038.

voltage, togethe
Rs of the systen

=

Page 155

8.3.3.4.1 Type tests

If equipment contains any part for whith\the dielectri ies_are not sensitive to altitud
e.g. optocouplers, encapsulated paxs), ¢ ificati of the insulation may b

Iternatively performed by a test at the ra i i ad voltage without application o
{he altitude correction factor. These pafts shall thenibe disconnected and the remainder of th

Replace, on page 159 ite A i) of 3) b) by the following new items i) anc

RS
for the“xfai

quipment shall be tested with the\rat
torrection factor.

=

i)

ye control and auxiliary circuits, in accordance with
measurement of the test voltage shall not exceed

i)

voltage cannot be applied, for example due to EMC filte
est voltage may be used having the value of table 12A, third

-

\dd, at the end.of itex ¢), the following new paragraphs:

Printed ,cifcuit boards and modules with multi-point connectors may be withdrawn|
disconneeted or replaced by dummies during the insulation test.

This“does not apply, however, to auxiliaries for which, in case of an insulation fault, voltage
may pass onto accessible parts not connected to the housing or from the side of higher
voltage to the side of lower voltage, e.g. auxiliary transformers, measuring equipment, pulse
transformers, the insulation stress of which is equal to that for the main circuit.
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Remplacer, a la page 160, point 4) b), I'alinéa existant par ce qui suit:

Les prescriptions du point 3) b) ci-dessus doivent étre appliquées, sauf que la valeur de la
tension d'essai doit étre 2 U, avec une valeur efficace minimale de 1 000V ou 1415V en
courant continu si une tension d'essai alternative ne peut pas étre appliquée. La valeur de U,
a laquelle il est fait référence est celle utilisée pour les essais de manceuvre et/ou de court-
circuit.

Ajouter, a la page 160, point 4) c), a la fin de I'alinéa, la phrase suivante:

L'application de la feuille métallique, selon 8.3.3.4.1 1), n'est pas requise.

Page 160

8.3.3.4.2 Essais individuels

\jouter au point 2) a), apres le dernier alinéa, la note suivdnte:

INOTE 2 Dans le cas de valeurs multiples, U, se réfere a la plug 2 6 b

Page 164

8.3.3.5.2 Circuit d'essai

Remplacer, a la

INOTE 2 Dans le cas
peut étre accepté, sgus\eservede
guivant.

g 2 a 5 par les nouvelles notes 2 et 3 suivantes:

wtfe artificiel, un courant de défaut présumé de plus faible valeu
u constructeur, avec un fil de diamétre plus petit selon le tablead

—

accord ¢

Na éWI de cuivre Courant de défaut présumé dans
le circuit de I'élément fusible

\ mm A
N 0,1 50

0,2 150

0,3 300

0,4 500

0,5 800

0.8 500

NOTE 3 Pour la valeur de la résistance de I'élément fusible du circuit, voir 8.3.2.1.
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Replace, on page 161, item 4) b), the existing paragraph by the following:

The requirements of 3) b) above shall apply except that the value of the test voltage shall be
2 Uy, with a minimum of 1000V rm.s. or 1415V d.c. if an a.c. voltage test cannot be

applied. The value of U, referred to is that at which switching and/or short-circuit tests have
been performed.

Add, on page 161, item 4) c), at end of the paragraph, the following sentence:

The application of the metal foil, according to 8.3.3.4.1 1), is not required.

Page 161

8.3.3.4.2 Routine tests

\dd to item 2) a), after the last paragraph, the following ndte

INOTE 2 In the case of multiple values, U, refers to the higheg
manufacturer's documentation.

equipment or given in the

\dd, on page 163, the following new itetr_4):

4) In no case the application of the meta ‘4.1 1) is required.

Page 165

8.3.3.5.2 Test circui
Replace, on pag

INOTE 2 In the case
gubject to the manufactu

\Dia etMcopper wire Prospective fault current in the
fusible element circuit

mm A

0,1 50

0,2 150
0,3 300
0,4 500
0,5 800
0,8 1500

NOTE 3 For the value of the resistance of the fusible element see 8.3.2.1.
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Page 170

8.3.4.1.2 Circuit d'essai

Remplacer, a la page 172, point d), les notes 2 a 5 par les nouvelles notes 2 et 3 suivantes:

NOTE 2 Dans le cas d'une alimentation a neutre artificiel, un courant de défaut présumé de plus faible valeur
peut étre accepté, sous réserve de l'accord du constructeur, avec un fil de diametre plus petit selon le tableau
suivant.

Diamétre du fil de cuivre Courant de defaut presume dans
le circuit de I'élément fusible
mm A
0,1 50
0,2 150
0,3 300 (
0,4 500
0,5
0,8

INOTE 3 Pour la valeur de la résistance de I'élément fusible du

Page 180

8.4 Essais pour la CEM

Les essais d'émission|et d'j ifé gais de type et doivent étre effectués dang
: : i sonditions de fonctionnement et les conditiong

ﬂes conditions repré
'environnemen @» ili

fdrmément & la norme CEM de référence; toutefois, Ia
les mesures supplémentaires nécessaires pour vérifief

Les critéres de comportement doivent étre donnés dans la norme de produit, basés sur les
critéres d'acceptation donnés au tableau 24.
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Page 171

8.3.4.1.2 Test circuit

Replace, on page 173, item d), notes 2 to 5 by the following new notes 2 and 3:

NOTE 2 In the case of a supply having an artificial neutral, a lower prospective fault current may be accepted,
subject to the manufacturer’s agreement, with a smaller diameter wire according to the following table.

Diameter of copper wire Prospective fault current in the
fusible element circuit
mm A A
0,1 50
0,2 150
0,3 300
0,4 0
0,5 0
INOTE 3 For the value of the resistance of the i > >£3.2.®

Page 181

8.4 Tests for EMC

Replace the exist@s beclause

Qg new subclause:

Emission and imm te asts and shall be carried out under representative
tonditions, both fonmental, using the manufacturer’s instructions fof
installation.

The tests sh 2\ accordance with the reference EMC standard; however, thI
product Standard _Shall specify any additional measures necessary to verify the performanc

I.4.1 Immunity
.4.1.1Equipment not incorporating electronic circuits

Nodests are necessary. See 7.3.2.1.

8.4.1.2 Equipment incorporating electronic circuits

Tests shall be made according to the values given in table 23 except where a different test
level is given and justified in the product standard.

Performance criteria shall be given in the product standard based on the acceptance criteria
given in table 24.
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8.4.21

- 20 -

Aucun essai n'est nécessaire. Voir 7.3.3.1.

8.4.2.2 Matériels comprenant des circuits électroniques

60947-1 amend. 2 O CEI:2001

Matériels ne comprenant pas de circuits électroniques

La norme de produit doit spécifier les détails des méthodes d'essai. Voir 7.3.3.2.

Page 198

Tableau 12A - Tension d'essai diélectrique en fonction de la tensi

Remplacer le tableau existant par le nouveau tableau suivant:

Tension assignée d'isolement Tension d'essai en couran&\w\s\n{s‘?ﬁi en courant
U, alternatif contipu > ¥
(valeur efficac
\ \Y

U; <60 1415

60 < U; < 300 2120

300 < U; < 690 2 670

690 < U; < 800 2 830

800 < U; < 1 000 3110

1000 < U; < 1 59@’

2)

3)

En courant continu seu

Page 20

Tableau 1

q

5-— ite minimales

\jouter, aptés la note de bas de tableau % la nouvelle note de bas de tableau ?:

) Lesyvaleurs des lignes de fuite établies pour 250 V peuvent étre utilisées pour la valeur nominale 230 V (x10 %).

Page 204

Tableau 18 — Limites d'émission pour I'environnement 1

Remplacer le titre et le tableau existants par ce qui suit:

Tableau 1

8 — Disponible
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8.4.2 Emission
8.4.2.1 Equipment not incorporating electronic circuits

No tests are necessary. See 7.3.3.1.

8.4.2.2 Equipment incorporating electronic circuits

The product standard shall specify the details of the test methods. See 7.3.3.2.

Page 199

Table 12A - Dielectric test voltage corresponding to the rated insutatiox

Replace the existing table by the following new table:

Rated insulation voltage AC test voltage &\D test voltage 2 9
U; (r.m.s.) 9
Y \% m \%

U < 60 1000\ \~ C 1415

60 < U, < 300 2120
300 < U, < 690 99 2670
690 < U, < 800 00 2 830
800 < U, < 1 000 %o 3110
1000 < U; < 1 500" (r\ - 3820

Y For d.c. only.
2 Test voltage ok 4.1.2.8.1, seCond paragraph of IEC 60664-1.
% A direct current Yegf volta may Xe used oply if an alternating test voltage cannot be applied. See also

3) b) il) of 8.3.3.4 N

Table 15 — Minimum creepage distances

Page 20

\dd, afterthe footnote ¥, the following new footnote ®:

P Thewalues of creepage distances stated for 250 V can be used for 230 V (¥10 %) nominal voltage.

Page 205
Table 18 — Emission limits for environment 1
Replace the existing title and table by:

Table 18 — Vacant
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Page 206
Tableau 19 — Limites d'émission pour I'environnement 2
Remplacer le titre et le tableau existants par ce qui suit:

Tableau 19 — Disponible

60947-1 amend. 2 O CEI:2001

Page 208

Tableau 23 — Essais pour la CEM - Immunité

(voir 8.4.1.2)

Remplacer le tableau existant par le nouveau tableau suivant:

Tableau 23 — Essais pour la CEM

Type de I'essai

\NQ/ea d'essai requis

D

(¢
Essai d'immunité aux décharges électrostatiques \/
CEI 61000-4-2

1 décharge dans l'air

8
(o]
v

arge au contact

I
f

Fssai d'immunité aux champs électromagnétiques\ay
réquences radioélectriques (80 MHz a 1 GHz)
CEI 61000-4-3

o}i\

oy

Essai d'immunité aux transitoir

CEl 61000-4-4

e(é‘itrl?yes\g\d\es\s@ves

2 kV sur les accés puissance "

1 kV sur les accés signalisation 2

Essai d'immunité aux onde

CEl 61000-4-5 %

TR

2 kV (entre ligne et terre)
1 kV (entre lignes)

te Qakﬁg\r\w%ence du réseau
CEI 61000-4-8

Essai d'immunité a rb tions conduites-a \agyénces 10V
fadioélectriques (150 MHz

CEl 61000-4-6

Essai d'immunité au 30 A/m

Essai d'immuni

CEl 61000-

Q\KW interruptions

30 % de réduction pour 0,5 période
60 % de réduction pour 5 et 50 périodes
100 % de réduction pour 250 périodes

g

t
Fssai d'immunite_guxthar Ms du réseau
CEI 61000-4-13

Pas de prescriptions 9

1)

initiale(nécessaire au fonctionnement d'un matériel ou d'un matérie
2 Acces signalisation: le point auquel est raccordé un conducteur ou
le transfert de données ou de signaux. Les accés applicables sont

SERN af A

Acces ptissance: Ie\{oint auquel est raccordé un conducteur ou un cable transportant I'énergie électriqug

| associé.

un cable transportant des informations pou
mentionnés dans la norme de produit.

4 41

. . - 1
Heaore—at A-aSStghee—egare-outhrereu

4} Applicable seulement aux matériels comprenant des dispositifs

fréquence du réseau.

5 Prescriptions a I'étude pour le futur.

F-Cotfaftecoftitr

sensibles aux champs magnétiques a la
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Page 207
Table 19 — Emission limits for environment 2
Replace the existing title and table by:

Table 19 - Vacant

Page 209
Table 23 - Tests for EMC - Immunity

Replace the existing table by the following new table:

Table 23 — Tests for EMC - |
(see 8.4.1.2)

it

Type of test

Tesp level required

Flectrostatic discharge immunity test
IEC 61000-4-2

O

XI discharge
ontact discharge

Radiated radio-frequency electromagnetic field immunit
80 MHz to 1 GHz)
IEC 61000-4-3

Electrical fast transient/burst impiunity te Q
[EC 61000-4-4

2 kV on power ports "
1 kV on signal ports ?

Power frequency mag fiel |ty test
IEC 61000-4-8 *

,2/50 ps - 8/20 us surge i nity 2 kV (line to earth)
IEC 61000-4-5 ° 1 kV (line to line)
Sonducted radio-fre@yi munitytest B0 Kz to 80 MHz) 10V
IEC 61000-4-6

30 A/m

oltage dips and’i ruptioRs”i test
IEC 61000-4-11

30 % reduction for 0,5 cycle
60 % reduction for 5 and 50 cycles
100 % reduction for 250 cycles

Immunity to rNs I \n\)%
I[EC 61000-4-1

No requirements °

! Power port-the pom

f an equipment or assomated equipment is connected.

.

9 Nét/applicable for ports with a rated voltage of 24 V d.c. or less.

hich a conductor or cable carrying the primary electrical power needed for the operatio

) Signal-port: the point at which a conductor or cable carrying information for transferring data or signals |
onnécted to the equipment. The applicable ports are stated in the product standard.

=}

[

4 Applicable only to equipment containing devices susceptible to power frequency magnetic fields.

5 Requirements are under study for the future.
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Aprés le tableau 23, ajouter le nouveau tableau 24 suivant:

Tableau 24 - Critéres d'acceptation lorsque les perturbations électromagnétiques
sont présentes

60947-1 amend. 2 O CEI:2001

Critéres d'acceptation

(critéres de comportement pendant les essais)

Point

A

Cc

MPuUrterinerit yericrdl

de LjU b;ldllgb‘lllb‘lllb
décelables des
caractéristiques de
fonctionnement.

Fonctionnement comme
prévu

Dégldddliull LUIIIpUIdiIU ou
perte du comportement
autorécupérable

Dégldddliull LUIIIpUIdiIU |9)
perte du comportement
nécessitant I'intervention

d'un opérateur outa
réihitialisation du
steme

n

pnctionnement des
rcuits de puissance et
e commande

QO

Aucun dysfonctionnement

Dégradation temporaire gu
perte du comportement
autorécupérable "

temporaire o

ortgment
I'intérvention
rateur ou la
on du

n

pnctionnement des
Bnneaux d'affichage et
E commande

Q. T

Pas de changements a
I'information affichée.

Seulement une faible

fluctuation de l'intengijté
lumineuse des diodes
électroluminescentes, o
un léger mouvement des
caracteres

Mu perte permanentd
e l'affichage.

Mauvaise information et/o
mode de fonctionnement

non autorisé, lequel devraj

étre apparent, ou une
indication devrait étre
fournie.

Non autorécupérable

Traitement des
informations et des
fgnctions de détection

9,

ication

irement perturbée,
aveg erreur des rapports
dispositifs internes et
externes "

Traitement erroné de
I'information.

Perte de données et/ou d{g
I'information.

Erreurs dans la
communication.

Non autorécupérable

Page 250

fLes prescriptioy{rﬁ&ifiq\@%ﬂ)@m{%ﬁécisées dans la norme de produit.

C.13 Essais pour la protection contre la pénétration de corps solides étrangers|
indiquée par le premier chiffre caractéristiques

nSérer, avant le paragraphe C.13.5.2, le nouveau paragraphe C.13.4 suivant:

C.13.4 Essai a la poussiére pour les premiers chiffres caractéristiques 5 et 6

Les matériels sous enveloppe de degré de protection IP5X doivent étre essayés selon la
catégorie 2 de 13.4 de la CEI 60529.

NOTE 1 Une norme de produit particuliere peut exiger un essai selon la catégorie 1 de 13.4 de la CEIl 60529 pour
les matériels de degré de protection IP5X.

Les matériels sous enveloppe de degré de protection IP6X doivent étre essayés selon la
catégorie 1 de 13.4 de la CEl 60529.

NOTE 2 Pour les matériels sous enveloppe selon la présente norme, un degré de protection IP5X est
généralement considéré comme satisfaisant.
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